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1 Predmét kalibrace

Tento kalibra¢ni postup se vztahuje na kalibraci mikrometrickych hloubkomeéra
v provedeni s bubinkem se zékladnim dilkem stupnice 0,01 mm nebo digitalnich
s digitalnim krokem 0,001 mm. Zakladni méfici rozsah (0 az 25) mm lze rozsifit
vyménnymi nastavcei az na 300 mm.

Kalibrace popsand v tomto kalibratnim postupu se tykd jak prvotni kalibrace v dané

organizaci (napf. pfi vstupni kontrole mikrometrl) (oznacované jako PK), tak 1 pfi
rekalibraci béhem pouzivani mikrometru (dale ozna¢ované jako RK).

2 Souvisejici normy a metrologické predpisy

CSN 25 1442 Mikrometrické hloubkoméry pro rozsah 0 az 100 mm [1]

CSN EN ISO 3611 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozmérové [2]

kvéten 2011 méfici vybaveni - Mikrometry pro vnéj$i méfeni - Navrh a
metrologické charakteristiky

CSN ISO 3611 Ttmenové mikrometry pro vn&j§i méfeni (pouze tabulka [3]

cerven 1995 dovolenych chyb), (zrusena)

CSN EN ISO 3650 Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) - Etalony [4]

unor 2000 délek - Koncové mérky

CSN 25 5502 Kontrolni a rysovaci naradi. Pfesnost ptimérnych ploch [5]

26. 6. 1956 desek a hranolt

CSN EN ISO 14253 -2 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola [6]

prosinec 2011 obrobkil a méficiho vybaveni méfenim - Cast 2: Navod

pro odhad nejistoty méteni v GPS, pfti kalibraci méficiho
vybaveni a pii ové€fovani vyrobku

CSN EN ISO/IEC Posuzovani shody - VSeobecné pozadavky na zpusobilost  [7]
17025 zkuSebnich a kalibra¢nich laboratofi

EA 4/02 Vyjadfovani nejistot méteni pii kalibracich [8]
CZ 17001 Katalog vyrobce Mitutoyo [9]
TNI 01 0115 Mezinarodni metrologicky slovnik — Zakladni a v§eobecné [10]

pojmy a ptidruzené terminy (VIM)

3 Kvalifikace pracovniku provadéjicich kalibraci

Kvalifikace pracovnikti provade¢jicich kalibraci mikrometrickych hloubkomérii a jejich
ptisluSenstvi je ddna piisluSnym ptedpisem organizace. Tito pracovnici se seznami s
kalibraénim postupem a souvisejicimi pfedpisy.

Doporucuje se potvrzeni odborné zpusobilosti téchto pracovnikli prokazat vhodnym
zpusobem, napiiklad osvéd€enim o odborné zplisobilosti, osobnim certifikatem apod.
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4 Nazvoslovi, definice

Hloubkomérny mistek — vztaznd méfici plocha
hloubkomeéru,

Mérici hlavice — bubinek nebo digitalni
odmérovaci systém,

Mérici nastavec — pevny nebo vyménny méfici

dotek,
Mustek ] ( Rehtatka - zafizeni pro vyvozeni konstantni

= méfici sily,
Aretace — pojisténi proti nechténému pohybu

nastavce,

Duté mérky - mérky priafezu U nebo mérky trubkové uréené specialné pro Kkalibraci
hloubkoméru.

Prostiedky potiebné pro kalibraci

Piimérna deska stupné piesnosti 1 dle CSN 25 5502 nebo lepsi,
sada koncovych mérek. Pracovni etalon minimaln¢ 5. sekundarniho tadu a 1. tfidy
pfesnosti, ktery je navazan na etalon minimalné 4. sekundarniho fadu. Prednostné se
doporuéuje specidlni sada pro mikrometry podle ptilohy D k CSN ISO 3611, doplnéna
o mérky 50, 75 a 100 mm,

sada koncovych mérek od 125 mm do 500 mm. Jde o pracovni etalon minimaln¢ 5.

sekundarniho f4du a 2. tfidy pfesnosti, ktery je navazadn na etalon minimalné 4.

sekundarniho fadu,

rovinna sklenéna mérka (planparalelni sklo) vétSiho priméru,

nozové pravitko,

silomér do 20 N, popt. obchodni véahy,

téliskovy teplomér s meficim rozsahem min (16 az 26) °C s hodnotou dilku stupnice

min 0,2 °C, popt. jiny teplomér obdobnych parametru,

vlhkomér,

lupa se zvétSenim minimalné 3x,

odmagnetovaci pfistroj,

klicek k sefizovani mikrometru,

dfevéna nebo hlinikova palicka,

Cistici prostfedky: Cisty lékatsky benzin, miska, vlasovy §tétec, Inéna utérka, jelenice,

lapovaci deska, lapovaci prasek a petrolej,

mazaci a konzervacni prostifedky: 1€karenska vazelina, hodinéisky olej apod.

Pozn.: V8echna pouzitd méfidla a pomocna méfici zafizeni musi byt navazany na vhodny
etalon a mit platnou kalibraci.
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6 Obecné podminky kalibrace

Teplota prostiedi: (20 +2) °C,
Zména teploty vzduchu: max. 1 °C/h,
Relativni vlhkost vzduchu: max. 80 %RH, nekorozni prostiedi.

7 Rozsah kalibrace

Kontrola dodavky, pfiprava a piipadna uprava mikrometrického hloubkomeéru (viz ¢l. 8)
Funkéni kontrola mikrometrického hloubkoméru (viz ¢1. 9.1)

Meéfeni rovinnosti méficich ploch (viz ¢l. 9.2)

Kontrola méfici sily (viz ¢l. 9.3)

Nejvétsi chyba odmétovaciho systému (viz ¢l. 9.4)

Chyba nulového bodu vyménného nastavce (viz ¢l. 9.5)

8 Kontrola dodavky a priprava ke kalibraci

8.1 Kontrola dodavky

Zkontroluje se oznaceni mikrometrického hloubkoméru eviden¢nim ¢islem (porovnanim s
evidencnim listem hloubkoméru nebo jinym podobnym dokladem).

(pouze RK)

Porovna se pocet, typ resp. druh métidel a Gplnost jejich piislusenstvi s kopii objednavky,
popt. s dodacim listem. Prekontroluje se stav bateric a funkénost digitalnich pfistroji
a spravné zobrazeni Cislic na displeji.

(PK, RK)

8.2 Cisténi a predbéZna kontrola

Mikrometricky hloubkomér se vy¢isti a podle potieby odmagnetuje. Odmagnetovani se
netyka digitalnich méftidel, ktera by se mohla takovym zasahem poskodit.

Piekontroluje se, zda mikrometricky hloubkomér neni mechanicky poskozen, zda méfici
bubinek a trubka hloubkoméru nejsou deformovany nebo jinak poSkozeny. Méfici plochy
nesmi byt poskrabany, vystipnuty nebo jinak poskozeny. Carky a ¢islice musi byt dobie
¢itelné v celém méficim rozsahu. Kontroluje se prostym okem. Jakost povrchu méficich
ploch hloubkoméru se kontroluje lupou.

(PK, RK)

8.3 Priprava méridla

Lehce poskozené meéfici plochy mikrometrického hloubkoméru se upravi. Mustek lze
opravit na lapovaci desce. O takovych upravach musi byt informovan majitel méfidla. Je-li
to nutné, vySroubuje se bubinek a vymezi se vile mikrometrick¢ého Sroubu dotaZzenim
matice na nafiznuty kuzel. U digitdlnich méfidel nelze mikrometricky Sroub s bubinkem
vySroubovat a je V tomto piipadé nutno povolit a srazit ¢i seSroubovat bubinek. Pokud je
mikrometricky Sroub suchy, namaze se lehce olejem. Métidlo se opét smontuje a nastavi
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zhruba na nulu. Pokud bubinek hazi, srovna se poklepanim drevénou palickou. Po tpravé
se métidlo opét vycisti.
(pouze RK)

Mikrometrické hloubkoméry se Casto vyuzivaji v ur¢itém omezeném rozsahu. Proto byva
Vv ur¢itém rozsahu mikrometrického Sroubu vytlacen olej a zvétSena vile. Proto se
mikrometricky hloubkomér proto¢i v celém rozsahu alespoin 3x. Dosahne se tim
rovnomérného roztazeni olejového filmu v zavitech mikrometrického Sroubu a tim
zmens$eni a zrovnomérnéni vile a zmenseni chyby.

(PK, RK)

9 Postup kalibrace

9.1 Funk¢ni kontrola mikrometrického hloubkoméru

e Chod mikrometrického Sroubu musi byt v celém méficim rozsahu plynuly, bez znatelné
vile v n¢kterych castech méficiho rozsahu,

e bubinek nesmi pfi otdeni hazet ani zachytdvat o trubku. Mezi bubinkem a trubkou
musi byt zarucena viile,

e pokud je méfidlo vybaveno aretaci, pak pti zajiSténi mikrometrického vietena se nesmi
zménit vzdalenost méficich ploch o vice nez 2 um,

e zafizeni k vymezeni stadlé méfici sily, pokud je jim méfidlo vybaveno, musi plnit
spolehlivé svou funkei,

e pii odjiSténi areta¢niho zafizeni se musi mikrometricky Sroub otacet plsobenim
zafizeni k vymezeni stalé méfici sily rovnomeérné,

e u digitalnich métidel musi byt €isty a dobte Citelny displej, pifistroj nesmi indikovat
vybité baterie.

9.2 Méfeni rovinnosti mé¥icich ploch

Rovinnost méfici plochy nastavce mikrometrického hloubkoméru se kontroluje rovinnou
sklenénou mérkou a vyhodnocuje se pomoci interferencnich prouzki. Sklenénid mérka se
ptilozi k méfici plose tak, aby pocet viditelnych interferencnich prouzkt byl co nejmensi.
Interferen¢ni prouzky budou zietelnéjsi, pouzije-li se pii zkouSce monochromaticky zdroj
svétla. Dovolend uchylka rovinnosti meéfici plochy u nového méfidla je 0,3 pm
(1 prouzek), u pouzivaného méfidla ma byt mensi nez 1 um, nemély by se tedy na méfici
ploSe vyskytnout vice nez ¢tyii interferencni prouzky téze barvy.

Uchylka piimosti miistku neméd presdhnout 2 um a kontroluje se planparalelnim sklem
nebo nozovym pravitkem. Mezi mistkem a pfilozenym pravitkem se nema objevit prisvit.
(PK, RK)

9.3 Kontrola mérici sily

V nékterych ptipadech mohou byt mikrometrické hloubkoméry vybaveny zafizenim pro
vyvozeni stalé meéfici sily. Hloubkomér se upne do vhodného stojanku. Méfici sila se
vyvodi zafizenim pro vymezeni méfici sily a mé&fi se vhodnym silomérem. Misto siloméru
lze vyuzit i obchodni vahy. Vhodné upnutym hloubkomérem se ve svislé poloze tla¢i na
vazici desku obchodnich vah.
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Pritlacna méfici sila ma byt 5 N az 10 N, nepozaduje-li uzivatel méfidla jinak. Méfici sila
ma byt v celém meéticim rozsahu hloubkoméru ptiblizng stejna.

9.4 Nejvétsi chyba (indikace) odmérovaciho systému

Chyba mikrometrického Sroubu se kontroluje na pfimémé desce pomoci koncovych mérek.
Mikrometricky hloubkomér s rozsahem 0 az 25 mm se doporucuje zkouset na rozmérech:
2,5 mm, 5,1 mm, 7,7 mm, 10,3 mm, 12,9 mm, 15,0 mm, 17,6 mm, 20,2 mm, 22,8 mm,
25,0 mm, tj. obdobné¢ jako se doporuCuje pro timenové mikrometry. Takova volba
meéficich bodi umoznuje podchytit piipadny vyskyt periodické chyby d€leni bubinku. Je
vhodné mit dvé sady mérek a pokladat mustek vzdy na dvé stejné mérky. S vyhodou lze
uzit mérky duté, bud’ trubkové, nebo prufezu ve tvaru U. V nouzi lze vystadit i s jednou
sadou mérek, je vSak nutné podklddat mustek co nejblize méticitho nastavee a dobie
hloubkomér pftitisknout.

Hloubkomér se nastavi na nulu na piimérné desce a potom se podkldda mustek uréenymi
meérkami a odecitaji se méfené chyby. Namétené chyby se zapisuji do tabulky, pfipadné se
vytvoiti kalibracni graf.

Dovolena chyba odmétovaciho systému mikrometrickych hloubkoméru (MPE) byva udana
vyrobcem a pohybuje se v rozmezi + (2 az 4) um (typicky £3um).
(PK, RK)

9.5 Chyba nulového bodu vyménného nastavce

Postupné se pouziji vSechny vyménné nastavce a hloubkomér se nastavuje na mérku
odpovidajici spodni mezi pfislusného rozsahu. Odecte se chyba nastaveni nulového bodu a
zapiSe do tabulky. Dovolena chyba nulového bodu nastavce byva +(2 az 4) um pro rozsahy
do 150 mm a +6 pm pro rozsahy ptes 150 mm do 300 mm.

(PK, RK)

10 Vyhodnoceni kalibrace

Nameétené chyby se porovnaji s dovolenymi chybami. Dovolené chyby méteni (MPE) maji
byt uvedeny v dokumentaci métidla nebo v katalogu vyrobce. Dovolené chyby lze také
nalézt ve starSich normach, napt. CSN 25 1442 nebo CSN ISO 3611:1995.

Dovolené chyby, uvedené v katalozich a normach, plati pro nova méfidla. Pro métidla
pouzivana si mize uzivatel méfidla (resp. zadavatel kalibrace) stanovit vlastni dovolené
chyby. Zjisténi ¢i stanoveni dovolenych chyb muze byt pro uzivatele méfidla obtizné.
Proto kalibra¢ni laboratote nékdy uvadeji v kalibracnim listu pro srovndni dovolené chyby
pro nové méfidlo. Tento tidaj neni pro uzivatele méfidla zdvazny. ProhlaSeni shody se
specifikaci mlze kalibra¢ni laboratof uvadét pouze na zdkladé pisemného pozadavku
zadavatele kalibrace.

V nasledujicim ptikladu je jeden z moznych zplisobt uvadéni dovolenych a naméfenych
chyb v kalibra¢nim listu:
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Vysledek kalibrace:
o, Dovolena hodnota MPE | Naméfena hodnota | Nejistota méfenil
Méfeny parametr
podle vyrobce pm pm pm

Rovinnost zékladniho néstavce 0,3 0,3 +0,3
Rovinnost muistku 2 1 +1
Chyba odméfovani +4 +3 +2
Chyba nulového bodu nastavee (25 - 50) mm +4 +2 +2
Chyba nulového bodu nastavce (50 - 75) mm +4 +1 +2
Chyba nulového bodu nastavee (75 - 100) mm +4 -2 +2
Mérené hodnoty:
Zkousené body 0 25 51| 77 1103|129)| 15 | 176] 20,2 228 | 25
Naméftené chyby +1 +2 +3 +2 +3 +1 0 +1 +3 +2 +1
Pribéh chyby:

+5

+4 - - - - - - - - - - & Naméiené

+3 * * - chyby

+2 * * *

+1 . * . === Horni mez

E o .

-1 Dolni mez

-2

-3

-4

5]

0 2,5 51 7,7 10,3 12,9 15 17,6 20,2 22,8 25

11 Kalibrac¢ni list

11.1 Nalezitosti kalibra¢niho listu

Kalibrac¢ni list by mél obsahovat minimaln¢€ nasledujici udaje:

a) nazev a adresu kalibra¢ni laboratofe,

b) potadové ¢islo kalibra¢niho listu, o¢islovani jednotlivych stran, celkovy pocet stran,

C) jméno a adresu zadavatele, resp. zakaznika,

d) nazev a identifikacni ¢islo kalibrovaného méfidla, poptipadé jméno vyrobce,

e) datum pfijeti hloubkomeéru ke kalibraci, datum provedeni kalibrace a datum vystaveni
kalibra¢niho listu,

f) urceni specifikace uplatnéné pii kalibraci nebo oznaceni kalibra¢niho postupu (v tomto
ptipadé KP 1.1.2/17/13),

g) podminky, za nichz byla kalibrace provedena (hodnoty ovliviiujicich veli¢in apod.),

h) méridla pouzita pfi kalibraci,

1) obecné vyjadieni o navaznosti vysledkii méteni (etalony pouzité pii kalibraci),

J) vysledky méfeni a s nimi spjatou nejistotu méfeni a/nebo prohlaseni o shodé¢ s urcitou
metrologickou specifikaci,

k) jméno pracovnika, ktery méfidlo kalibroval, jméno a podpis odpovédného (vedouciho)
pracovnika, razitko kalibra¢ni laboratofte.
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Akreditovana kalibra¢ni laboratot navic uvede pridélenou kalibra¢ni znacku a odkaz na
akreditaci. Soucasti kalibra¢niho listu je téz prohlaseni, Ze uvedené vysledky se tykaji
pouze kalibrovaného piredmétu a kalibracni list nesmi byt bez pifedbézného pisemného
souhlasu kalibra¢ni laboratoie publikovan jinak nez cely.

Pokud provadi kalibra¢ni, resp. metrologicka laboratoi kalibraci pro vlastni organizaci,
muze byt kalibracni list zjednodusen, pfipadné viibec nevystavovan (vysledky kalibrace
mohou byt uvedeny napt. v kalibra¢ni kart¢ meéfidla nebo na vhodném nosici, popf.
Vv elektronické paméti. I v tomto pfipad¢é vSak musi kalibra¢ni laboratof zpracovat zaznam
o méfeni (s uvedenymi méfenymi hodnotami) a archivovat jej.

11.2 Protokolovani

Origindl kalibracniho listu se pfedd zadavateli kalibrace. Kopii kalibracniho listu si
ponecha kalibraéni laboratof a archivuje ji po dobu nejméné péti let nebo po dobu
stanovenou zadavatelem zaroven se zaznamem o kalibraci. Doporucuje se archivovat
zaznamy a Xkalibra¢ni listy chronologicky. Vysledky kalibrace se mohou v souladu
s ptipadnymi podnikovymi metrologickymi dokumenty zanaset do kalibra¢ni karty métidla
nebo ukladat do vhodné elektronické paméti.

11.3 Umisténi kalibra¢ni znacky

Po provedeni kalibrace miize kalibra¢ni laboratof oznacit kalibrované métidlo kalibracni
znackou, popf. kalibracnim Stitkem. Pokud to neni vyslovné uvedeno v nékterém
podnikovém metrologickém piedpisu, nesmi kalibra¢ni laboratot zvlasté pro externi
zékazniky, neni-li o to vyslovné pozadana, uvadét na kalibracni Stitek datum pfisti
kalibrace.

12 Péce o kalibracni postup
Original kalibra¢niho postupu je uloZen u jeho zpracovatele, dalsi vyhotoveni jsou pifedana
pfislusnym pracovniklim podle rozdé€lovniku (viz ¢l. 13.1 tohoto postupu).

Zmény, popft. revize kalibracniho postupu provadi jeho zpracovatel. Zmény schvaluje
vedouci zpracovatele (vedouci kalibra¢ni laboratoie nebo metrolog organizace).

13 Rozdélovnik, uprava a schvaleni, revize

13.1 Rozdélovnik

Kalibraéni postup Prevzal

Viytisk ¢islo Obdrzi utvar Jméno Podpis Datum
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13.2 Uprava a schvaleni

Kalibra¢ni postup | Jméno Podpis Datum

Upravil

Upravu schvalil

13.3 Revize

Strana Popis zmény Zpracoval Schvalil Datum

14 Stanoveni nejistoty méreni (priklad vypoctu)

Priklad stanoveni nejistoty méreni pri kalibraci mikrometrického hloubkoméru
pomoci koncovych mérek

14.1 Vychozi udaje:
Pouzita métidla:

e Piimérna deska tfida piesnosti 1,
e sada koncovych mérek na mikrometry 1. tfidy ptesnosti,
e prostorovy teplomér.

Souvisejici normy a dokumenty:

e (CSNENISO 14253 -2,
e EA 4/02.

Referen¢ni podminky:
e Teplota (20 £2) °C.
Namétené hodnoty:

Vypocet nejistoty se vztahuje K prikladu, ktery je uveden v ¢lanku 10. Zjisténa chyba
odmétovani je 3 um.

14.2 Model méreni
Kalibrace mikrometrického hloubkoméru s rozsahem (0 az 25) mm se provadi na piimérné
desce podkladanim koncovymi mérkami o velikosti 2,5 mm, 5,1 mm az 25 mm.
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Mikrometricky hloubkomér i koncové mérky jsou vyrobeny z oceli. Pied kalibraci byly
ponechany dostate¢né dlouho na piimérné desce, aby ziskaly co nejpodobnéjsi teplotu.
Predpoklada se nevyrovnani teploty mezi mérkami a méfidlem nejvyse 0,5 °C. Odhad
nejistoty je vztazen k horni mezi méficiho rozsahu, tj. 25 mm.

14.3 Stanoveni rozsirené nejistoty:
Stanoveni standardni nejistoty typu A U, :

Nejistota z opakovanych méfeni se zanedbava. Cteni na méfidle neni objektivni, odhaduji
se zlomky dilku a nepiesnost tohoto odhadu se zahrnuje do nejistoty typu B.

Stanoveni standardni nejistoty typu B uj :

Cilem kalibrace je stanovit pro kazdy kalibra¢ni bod korekci dL:
d_:LS'L|+Le+LmaXa&

kde: L - jmenovita délka koncové mérky
A - zbytkovy rozdil teplot mezi zédkladni mérkou a hloubkomérem
Le - délka chybné méfend vlivem tchylky rovinnosti desky a nepfilnuti k desce
L;i - délka namétend mikrometrickym hloubkomérem

a - koef. teplotni roztaznosti, stejny pro mérky 1 hloubkomér 11,5.10° K™
Lmax - méfici rozsah mikrometru 0,025 m

Citlivostni koeficient pro pfepocteni vlivu teploty na délku:
Lmax - «=0,025.11,5=0,29 pm/°C
Korelaci mezi jednotlivymi zdroji nejistot neptedpokladame, a proto ji zanedbavame.

Faktor rozdéleni b je pievracenou hodnotou koeficientu rozdéleni:
1 AR 1
e normalni rozdéleni: b= E =05

N , 1
e rovnomérné rozdéleni: b=—~0,6

3
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Tabulka standardnich nejistot

. .. Meze nejistot | Faktor rozdél. Citlivostni Prispévek k nejistoté

Zdroje nejistot Ozn. o

um b koeficient um
Refer.encm merkvy ) Ls 0.3 0.5 1 0.15
z kraj. chyby I. tf. mérek +0,3 um
Pti ctgm b,ublnkp se odhaduje L 1 0.6 1 0,60
desetina dilku, tj. £1 um
Vliv Lvlf:hyllfy rovinnosti desky le 15 0.5 1 0.75
a nepfilnuti sestavy
Krajom Vteplotn.l rozdil st 05 0.6 0,29 0,09
v prubéhu kalibrace 0,5 °C
Korekce v kazdém bodé JL Standardni nejistota u (k = 1) um 0,98

Stanoveni kombinované standardni nejistoty
u=0,98 um

v r

Stanoveni rozsifené nejistoty:
U=k, u=2x099=198 pm

Vysledné rozdéleni piedpokladame normalni a volime ky = 2

Pfi uvedeni v kalibracnim listu se rozSifena nejistota stanoveni celkové chyby
mikrometrického hloubkoméru 0 az 25 mm zaokrouhli nahoru:

U=2pum
Pro jiné méfici rozsahy je nutno vypocitat nejistotu zvlast. Pokud vyplnime tabulku

nejistot pro obecny horni rozsah mikrometrického hloubkoméru Lyax bude ¢tvrty tadek
tabulky vypadat takto:

Krajni teplotni rozdil

01y . ot 05 0,6 11,5. Liax 345L
v pribéhu kalibrace +0,5°C i e

Rozsitena nejistota pro hloubkomér s libovolnym néstavcem o hornim méficim rozsahu
Limax bude mit pfiblizné tvar:

U = (247.Lmax) pm

kde Lmax je horni méfici rozsah hloubkomeéru s nastavci v metrech.
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Nasledujici tabulka vychazi z dovolenych chyb vyrobce Mitutoyo, katalog CZ 17001

Mg¢fici rozsah mikrometru MPE Uk=2)
mm um pum
Zéakladni dil (0 - 25) mm 3 2
+ Nastavce do 150 mm 4 2
+ Nastavce (150 - 300) mm 6 3

Pokud se pouzije jiny nez zakladni nastavec, pfipocte se k dovolené chybé zakladniho dilu
dovolena chyba néastavce. Stejn¢ tak se navysi nejistota kalibrace zékladniho dilu o
nejistotu vyménného néstavce.

Z tabulky je patrno, ze nejistota kalibrace dosahuje poloviny dovolené chyby pfi splnéni
pomérné piisnych podminek kalibrace - odecitani desetiny dilku bubinku a vyrovnani
rozdilu teplot mérek a métidla na 0,5 °C

15 Validace

Kalibra¢ni metody podlehaji validaci v souladu s normou CSN EN ISO/IEC 17025 ¢l. 5.4.
Valida¢ni zprava je uloZena v archivu sekretariatu CMS.

Upozornéni

Kalibra¢ni postup je tfeba povazovat za vzorovy. Doporucuje se, aby jej organizace
piizptsobila svym pozadavkim s ohledem na své metrologické vybaveni a konkrétni
podminky. V pfipadé€, Ze stfediskem provadéjicim kalibraci je akreditovand kalibracni
laboratot, mél by byt kalibra¢ni postup navic upraven podle pfislusnych predpist (zejména
MPA a EA).



